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本89按照《:;化⼯作导则 第 <部分：:;2结构=>写》?@/ A <B<CDEDE

给出2F则起草7

某些内容可/涉及专利，本892()机构.承担01这些专利2责任7

本89由中国科学院深圳先进GH研究院提出，

本89中国国际科G促进会归⼝7

本89起草I位：中国科学院深圳先进GH研究院J中国科学院⾦属研究所J

中国科学院物理研究所J中国科学院⻘岛⽣物/源与过程研究所J上海空间K源

研究所J复旦⼤学J同济⼤学J武汉理⼯⼤学J郑州⼤学J深圳中科瑞/*业有

限公司J⼴东天劲新/源科G股份有限公司J爱玛科G集团股份有限公司J吉L

冠佳新/源3(有限公司J湖南久森新/源有限公司7

本89主M起草⼈：唐永炳J谢呈德J张帆J李峰J李泓J韩鹏献J解晶莹J

董晓丽J尤雅J王强7

本89为⾸N()7
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本:;FP了QRKS2F格JGHM#J检T=UTVWJ:XJYZJ[\=]

^等内容7

本89适_于Y括`讯R站及]/_QRKSJOa产品_QRKSJK动平衡⻋/ 滑

板⻋/ 乘_⻋_QRKSJ以及其他应_领域_QRKS7

' 12AB.CD

下列89中2内容`过8中2Fbcd_⽽构成本89必.可少2条款7其中，注明

⽇期2d_89，仅该⽇期对应2版本适_于本89；.注明⽇期2d_89，其最新版

本!Y括所有2修改I'适_于本897

?@/ A <OOef 《机K产品YZ`_2GH条9》

?@/ A <gfge 《低h直流K源设备2c/特c》

?@∕ A OijgDCDE<e 《K动⾃⾏⻋_锂离⼦蓄KS》

?@∕ AOiigDCDE<e《K动摩托⻋=K动轻便摩托⻋_锂离⼦KS》

?@/ A OiDgiCDE<e《K⼒]/_锂离⼦KS》

?@/ A fEkkjCDED<《平衡⻋_锂离⼦KS=KS组 LlM#》

?@ O<Df<CDE<f 《便携mK⼦产品_锂离⼦KS=KS组 LlM#》

?@/ A Of<O<CDE<g 《K化学]/K站_锂离⼦KS管理系统GHFb》

?@/ A O<feiCDE<k 《K动汽⻋_动⼒蓄KSKc/M#及UTno》

D @Og/ A DgkDCDE<i 《`讯R站及]/_磷酸铁锂KS组 `_GH条9》

n 0EFGH

下列Hp=Pq适_于本897

nom )*+, pqrstutrs vuwxy zv{{y|}

采_含Q材料作为负极材料2锂离⼦KS7
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no' MN+, #yqq

由K极J隔膜JK解质=封Z材料组成，构成KS组rs最⼩I元，/将所获得2K

/以化学/2形m]^并将化学/转为K/2⼀种K化学Z置7

non+,QR ~v{{y|} swxrqy

两个及以上2ItKS以⼀P2K⽓连接nm组成2I元，该组合tY括适当2封Z

材料J连接器, 也可/含有K⼦控制Z置7

no�+,� ~v{{y|} �{v��

由连接在同⼀功率变换系统上2可整t控制功率\⼊J\出2KS集合7

no�+,��M� ~v{{y|} svuv�ysyu{ rut{ �~���

管理⼀个KSrs，监测KS2状态( KhJ温度等) ，并为KS提供`信接⼝7

no�+,���� ~v{{y|} svuv�ysyu{ �}�{ys �~���

管理J控制J监测J计算KS2状态( 温度JKhJK流J荷K状态等) ，为KS提

供`信接⼝=保护2系统7

no��G�� |v{yx �v�v�t{}

室温下完l充K2KS以 uD!v'K流放K，达到终⽌Kh时所放出2容量!vw'7

no�[h+i uwstuvq �wq{v�y

_于表示KS组Kh平均值2近似值，I位为伏特!V'7

no��+��+i ��v|�y qtst{ �wq{v�y

KS充K时M#2最⾼充KKh值7

nom(��+i yux w� xt���v|�y �wq{v�y

KS停⽌放K时2Kh7

nomm ¡¢£ �}�qy qt�y

在FP条9下，KS组在特Pc/失效之x所/进⾏2充放K循环N67

nom'��¤c¥ �v�y |v{y w� �v�v�t{}

KS组在FP环境条9下，^]⼀P2时间后，在FP放K条9下，KS组放出可_

容量2/⼒7

� IJ
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下列yz适_于本:;

aD: D⼩时率放K额P容量!vw'7

uD: D⼩时率充K/ 放KK流，其6值等于 aD!v'7

a{: {⼩时率放K额P容量!vw'7

u{: {⼩时率充K/ 放KK流，其6值等于 a{!v'7

� /0KL

�omMN+,O+APKL

kB<B<Kh

部分QRKSIt2Kh典|值%表vB<7

kB<BD容量

ItKS:}额P容量aD7

kB<BO循环寿命

kB<BOB<常温循环寿命

ItKS应按~�@DB<<M#进⾏UT，其循环寿命应.少于kEEN7

kB<BOBD⾼温 fk℃循环寿命

ItKS应按~�@DB<DM#进⾏UT，其循环寿命应.少于OEEN7

kB<BOBO⾼温 iE℃循环寿命

ItKS应按~�@DB<OM#进⾏UT，其循环寿命应.少于OEEN7

kB<BOBf低温 E℃循环寿命

ItKS应按~�@DB<fM#进⾏UT，其循环寿命应.少于kEEN7

kB<BOBk低温C<E℃循环寿命

ItKS应按~�@DB<kM#进⾏UT，其循环寿命应.少于OEEN7

kB<BOBi低温CDE℃循环寿命

ItKS应按~�@DB<iM#进⾏UT，其循环寿命应.少于OEEN7

kB<BOBg低温COE℃循环寿命

ItKS应按~�@DB<gM#进⾏UT，其循环寿命应.少于OEEN7

kB<Bf 放Kc/

kB<BfB<常温放K容量



i

ItKS应按~�@DBfM#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2jg%7

kB<BfBD低温CDE℃放K容量

ItKS应按~�@DBkB<M#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2gE%7

kB<BfBO低温CfE℃放K容量

ItKS应按~�@DBkBDM#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2iE%7

kB<BfBf低温CiE℃放K容量

ItKS应按~�@DBkBOM#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2iE%7

kB<BfBk⾼温 iE℃放K容量

ItKS应按~�@DBiB<M#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2jk%7

kB<BfBi⾼温 eE℃放K容量

ItKS应按~�@DBiBDM#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2jk%7

kB<BfBg常温倍率放K容量

ItKS倍率放Kc/应按~�@DBgM#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2

jE%7

kB<Bk荷K保持及容量恢复/⼒

kB<BkB<常温荷K保持及容量恢复/⼒

ItKS应按~�@DBeM#进⾏UT，其常温荷K保持率应.低于额P值2eE%，容
量恢复/⼒应.低于额P容量2jE%7

kB<BkBD⾼温荷K保持及容量恢复/⼒

ItKS应按~�@DBjM#进⾏UT，其常温荷K保持率应.低于额P值2eE%，容
量恢复/⼒应.低于额P容量2jE%7

kB<Bi]^

ItKS应按~�@DB<EM#进⾏UT，其容虽恢复应.低于额P容量2jk%7
�o'+,QRO/0APKL

kBDB<Kh

KSrs2:}Kh典|值为<DVJDfVJOiVJfeV或gDV7

kBDBD额P容量

KSrs:}额P容量aD7

kBDBO循环寿命

kBDBOB<常温循环寿命
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KSrs应按~�@OB<<M#进⾏UT，其循环寿命应.少于kEEN7

kBDBOBD⾼温 fk℃循环寿命

KSrs应按~�@OB<DM#进⾏UT，其循环寿命应.少于OEEN7

kBDBOBO低温 E℃循环寿命

KSrs应按~�@OB<OM#进⾏UT，其循环寿命应.少于kEEN7

kBDBOBf低温C<E℃循环寿命

KSrs应按~�@OB<fM#进⾏UT，其循环寿命应.少于OEEN7

kBDBOBi低温CDE℃循环寿命

KSrs应按~�@OB<kM#进⾏UT，其循环寿命应.少于OEEN7

kBDBf 放Kc/

kBDBfB<常温放K容量

KSrs应按~�@OBfM#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2jg%7

kBDBfBD低温CDE℃放K容量

KSrs应按~�@OBkM#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2gE%7

kB<BfBO低温CfE℃放K容量

KSrs应按~�@OBiM#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2iE%7

kBDBfBf低温CiE℃放K容量

KSrs应按~�@OBgM#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2iE%7

kBDBfBk⾼温 iE℃放K容量

KSrs应按~�@OBeM#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2jk%7

kBDBfBi⾼温 eE℃放K容量

KSrs应按~�@OBjM#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2jk%7

kBDBfBg常温倍率放K容量

KSrs倍率放Kc/应按~�@OB<EM#进⾏UT，其放K容量应.低于额P容量2

eE%7

kBDBk互换c

具t应_场景中同⼀�|2KSrs应可以互换并且*+n便7

kBDBi极c

KSrs2极c应与:X2极c相⼀致7正负极使_“ 正J负” 字�或 “ ﹢J﹣” y
z或.同颜⾊!例如红⾊=⿊⾊'等表示7
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kBDBg极柱端⼦结构

�) KSrs极柱端⼦设计应n便[⾏维护过程中2KSrsKhJ内阻测量，n便
KSrs间连接紧固操作；
�) KSrs端⼦应/够承受短路时所产⽣2机械应⼒；
�) KSrs之间2连接K阻应尽量⼩，在FP2最⼤K流充放K后，极柱.应熔断，
其外观.得出现异常7

kBDBe外观=:0

�) KSrs外壳.得有变形及裂纹，⽆污物，⼲燥且:0清晰；
�) KSrs应有制造⼚名及商:J|z及F格J极cyzJ⽣产⽇期等7

�on +,STAPKL

kBOB< Llc/

�) ItKS=KSrs分1按 @DB<eB<= @OB<iB<进⾏过充KUT时，应.爆炸J.
起⽕；
�) ItKS=KSrs分1按 @DB<eBD= @OB<iBD进⾏过放KUT时，应.爆炸J.
起⽕；
�) ItKS=KSrs分1按 @DB<eBO= @OB<iBO进⾏短路UT时，应.爆炸J.起
⽕；
�) ItKS按 @DB<eBf进⾏跌落UT时，应.爆炸J.起⽕；
�) ItKS按 @DB<eBk进⾏挤hUT时，应.爆炸J.起⽕；

kBOBD Ll防护Z置

KSrs成组设计时应考虑在触K或紧急情况下迅速断3回路，保证⼈身Ll=事故
隔离7

� UV

�om VWXY

iB<B< 当有下列情况之⼀时，应进⾏|mUT：

�) 新产品鉴P时；
�) 结构J⼯艺或材料有重⼤改变；
�) 停产后复产；
�) 转⼚；
�) 批量⽣产2产品，每隔 k年进⾏⼀N|mUT；
�) 国家质量监督机构提出进⾏|mUT2M#时；
g ) 合同FP7

iB<BD �品6量

除特殊说明外，每个UTVW2�品为 O个7
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iB<BO �品容量测U

KS�品2*际容量应⼤于或等于其jg%额P容量，否则./作为|mUT2典|�
品7
KS先按照@DBOFP2充K程序充满K，搁置<Em�{，再按照@DBfFP2放K程序放

K，放K时所提供2容量即为KS2*际容量7
当对容量测U结果有异议时，可依据DO℃± D℃2环境温度作为仲裁条9重新测U7

iB<BD �品预处理

KS或KS组按照fBkFP2充放K程序进⾏两个充放K循环，充放K程序之间搁置
<Em�{7
注：对于KS�品可同时进⾏容量测U7

iB<BD 判PF则

在|mUT中，若有⼀V.合格时，应判P为.合格7
�o' XYZ<

UTVW应y合表<=表DFP7

表 < ItKS检T=UTVW

序z 检TVW |mUT �品>z GHM#条款

<
UT条9

�品容量测U l部

D �品预处理 l部

O

放K容量

常温放K容量 √ <~ O 本Fb@DBf

f

低温放K容量

CDE℃放K容量 √ f~ i 本Fb@DBkB<

k CfE℃放K容量 √ g~ j 本Fb@DBkBD

i CiE℃放K容量 C kD~ kf 本Fb@DBkBO

g
⾼温放K容量

iE℃放K容量 √ <E~ <D 本Fb@DBiB<

e eE℃放K容量 √ kk~ kg 本Fb@DBiBD

j 倍率c/ 常温倍率放K容量 √ <O~ <k 本Fb@DBg

<E 荷K保持与容量恢

复/⼒

常温荷K保持与容量恢复/⼒ √ <i~ <e 本Fb@DBe

<< ⾼温荷K保持与容量恢复/⼒ √ <j~ D< 本Fb@DBj

<D ^]c/ ^] √ DD~ Df 本Fb@DB<E

<O

循环寿命

常温循环 Dk℃± D℃循环 √ Dk~ Dg 本Fb@DB<<

<f
⾼温循环

fk℃± D℃循环 √ De~ OE 本Fb@DB<D

<k iE℃± D℃循环 C ke~ iE 本Fb@DB<O

<i

低温循环

E℃± D℃循环 √ O<~ OO 本Fb@DB<f

<g C<E℃± D℃循环 √ Of~ Oi 本Fb@DB<k

<e CDE℃± D℃循环 C i<~ iO 本Fb@DB<i



<E

<j COE℃± D℃循环 C if~ ii 本Fb@DB<g

DE

Ll测U

过充 √ Og~ Oj 本Fb@DB<eB<

D< 过放 √ fE~ fD 本Fb@DB<eBD

DD 短路 √ fO~ fk 本Fb@DB<eBO

DO 跌落 √ fi~ fe 本Fb@DB<eBf

Df 挤h √ fj~ k< 本Fb@DB<eBk

注m：带“ √ ” z为应做UTVW，带“ C” z为有条9进⾏2UTVW；
注'：循环寿命UT允许采_等效2加速UTno7

表 D KSrs检T=UTVW

序z 检TVW |mUT �品>z GHM#条款

<
UT条9

�品容量测U l部

D �品预处理 l部

O

放K容量

常温放K容量 √ <~ O 本Fb@OBf

f

低温放K容量

CDE℃放K容量 √ f~ i 本Fb@OBk

k CfE℃放K容量 √ g~ j 本Fb@OBi

i CiE℃放K容量 C kD~ kf 本Fb@OBg

g
⾼温放K容量

iE℃放K容量 √ <E~ <D 本Fb@OBe

e eE℃放K容量 √ kk~ kg 本Fb@OBj

j 倍率c/ 常温倍率放K容量 √ <O~ <k 本Fb@OB<E

<E

循环寿命

常温循环 Dk℃± D℃循环 √ Dk~ Dg 本Fb@OB<<

<< ⾼温循环 fk℃± D℃循环 √ De~ OE 本Fb@OB<D

<D

低温循环

E℃± D℃循环 √ O<~ OO 本Fb@OB<O

<O C<E℃± D℃循环 √ Of~ Oi 本Fb@OB<f

<f CDE℃± D℃循环 C i<~ iO 本Fb@OB<k

<k

Ll测U

过充 √ Og~ Oj 本Fb@OB<iB<

<i 过放 √ fE~ fD 本Fb@OB<iBD

<g 短路 √ fO~ fk 本Fb@OB<iBO

注n：带“ √ ” z为应做UTVW，带“ C” z为有条9进⾏2UTVW；
注�：循环寿命UT允许采_等效2加速UTno7

� [\]^_]`aFbc

�om [\

KS:0并Z设在明显位置，并应Y含以下内容7
�) 名}；



<<

�) |z；
�) GH56；
�) :}Kh，V；
�) 额PK/，k Ww;
�) 额P放KK流 ( v) =峰值放KK流倍6；
g ) 额P充KK流，v；
w) 质量，k g ；
�) 出⼚>z；
j ) 制造年⽉；
k ) 制造⼚名7

�o' ^_

YZ应y合 ?@/ A <OOef2FP，并有以下:0：
�) 设备名}；
�) ⼩⼼轻放；
�) 防⾬J防潮J轻放J.;倒置；
�) Ll:示；
�) 质量；
�) 起吊位置；
g ) Z箱资料；
w) Z箱清I；
�) 出⼚UT报告；
j ) 合格证；
k ) LZ使_说明书；
�) 随机~9及备9清I7
gBO [\

gBOB< KSrs应在.完l放K状态下[\7荷K状态应根据[\时间=⾃放K情况
确P，⼀般应在 DE%~ iE%7
gBOBD 在[\过程中，应防⽌剧烈振动J冲击J⽇晒J⾬淋，.得倒置7YZ箱内2

温度应在CDE℃~ kk℃7
gBOBO KSrs在Z卸过程中，应轻搬轻放，严防摔掷J翻滚J重h=倒置7

gBf ]^

gBfB< 设备在]^期间，应放在空⽓流`J温度在C DE�a ~ kkaJ⽉平均相对湿度
.⼤于 jE%J ⽆腐蚀c=爆炸⽓t2仓库内，在]^期间.应淋⾬J曝晒J凝露=霜冻7

gBfBD KSrs]^期间，剩余K/应.⼩于 OE%7



<D

~ � v

!Fbc'

QRKS:}Kh

pom 部分�|QRKS:}KhJ充放K截⽌Kh5%表 vB<7

表 pom QRKSItKh

KS�| :}Kh!V' 充K截⽌Kh!V' 放K截⽌Kh!V'

锰酸锂CQRKS OBg fBD DBgk

钴酸锂CQRKS OBg fBD DBgk

磷酸铁锂CQRKS OBD OBik DBk

镍钴锰酸锂CQRKS OBg fBD DBgk

镍钴Q酸锂CQRKS OBik fBD DBgk
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v

~ � @

!Fbc'

UTno

~om UT条9

~omom 环境条9

除另有FP外，UT应在温度为Dk℃± k℃J相对湿度为Dk%~ ek%，⼤⽓h⼒为
eik ��~ <Eik ��2环境中进⾏7本:;所提到2室温，是指Dk℃± D℃

~omo' 测量仪器J仪表;确度

w) Kh表测量Z置：;确度应.低于 EBk级，其内阻⾄少为 <k Ω / V；
�) K流测量Z置: ;确度应.低于 EBk级；
j ) 温度测量Z置：具有适当2量程，其分度值应.⼤于 <℃，:P;确度±

EBk℃；
k ) 计时器：按时J分J秒分度，;确度应.⼩于± EB<%；
�) 测量尺⼨2量具：分度值应.⼤于 �mm；
m) }量质量2衡器：;确度应为± EBEk%以上7

~o' ItKSUT

~o'om 外观

在良好2光线条9下，_W测o检查KS2外观7外观.得有变形及裂纹，表⾯平整J
⼲燥J⽆外伤J⽆污物等，且:X清晰J正确7

~o'o' 极c

_Kh表检测KS极c7端⼦极c应正确，并应有正负极2清晰:07

~o'on KS充K

在室温条9下，KS以uDK流放K⾄KSKh.⾼于放K终⽌Kh时停⽌放K，静置<w,
然后以uD恒流充K，⾄KSKh.低于充K截⽌Kh时转恒h充K，⾄充KK流降⾄u<E时停
⽌充K7充K后静置�w7

~o'o� 常温放K容量

�) KS按 @BDBOno充K；
�) KS在室温下以 uDK流放K，直到放K终⽌Kh；应在第 ON循环x达到 kB<BfB<
2M#

�) 如果容量( 以 vw计) 低于额P值2jg%，视为.合格7

~o'o� 低温放K容量

~o'o�om 低温CDE℃放K容量

�) KS按 @BDBOFP充满K后;
�) 将其放⼊CDE℃± D℃2低温箱中静置 <Dw后，以 uDK流放K⾄终⽌Kh，KS
组2放K容量应y合 kB<BfBD2FP；
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�) UT结束后，将其取出在环境温度 Dk℃± D℃2条9下静置 <Dw，W测其外观，
应⽆漏液现象7

~o'o�o' 低温CfE℃放K容量

�) KS按 @BDBOFP充满K后;
�) 将其放⼊CfE℃± D℃2低温箱中静置 <Dw后，以 uDK流放K⾄终⽌Kh，KS
组2放K容量应y合 kB<BfBO2FP；

�) UT结束后，将其取出在环境温度 Dk℃± D℃2条9下静置 <Dw，W测其外观，
应⽆漏液现象7

~o'o�on 低温CiE℃放K容量

�) KS按 @BDBOFP充满K后;
�) 将其放⼊CiE℃± D℃2低温箱中静置 <Dw后，以 uDK流放K⾄终⽌Kh，KS
组2放K容量应y合 kB<BfBf2FP；

�) UT结束后，将其取出在环境温度 Dk℃± D℃2条9下静置 <Dw，W测其外观，
应⽆漏液现象7

~o'o� ⾼温放K容量

~o'o�om ⾼温 iE℃放K容量

�) KS按 @BDBOFP充满K后;
�) 将其放⼊ iE℃± D℃2低温箱中静置 iw后，以 uDK流放K⾄终⽌Kh，KS组
2放K容量应y合 kB<BfBk2FP；

�) UT结束后，将其取出在环境温度 Dk℃± D℃2条9下静置 <Dw，W测其外观，
应⽆漏液现象7

~o'o�o' ⾼温 eE℃放K容量

�) KS按 @BDBOFP充满K后;
�) 将其放⼊ eE℃± D℃2低温箱中静置 iw后，以 uDK流放K⾄终⽌Kh，KS组
2放K容量应y合 kB<BfBi2FP；

�) UT结束后，将其取出在环境温度 Dk℃± D℃2条9下静置 <Dw，W测其外观，
应⽆漏液现象7

~o'o� 常温倍率放K容量

�) KS按@BDBOno充K;

�) KS在常温下，以ku<或<Eu<K流放K，直到放K终⽌Kh；

�) 所测常温倍率放K容量可表达为额P容量2百分67

~o'o� 常温荷K保持/⼒与容量恢复/⼒

�) KS按@BDBOno充K；

�) KS在室温下]^De天；

�) KS在室温下以uDK流放K，直到放K终⽌Kh；
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�) 荷K保持/⼒可表达为放K容量对额P容量2百分6；

�) KS按@BDBOno充K；

�) KS在室温下以uDK流放K，直到放K终⽌Kh；

g ) 容量恢复/⼒可表达为放K容量对额P容量2百分67

~o'o� ⾼温荷K保持/⼒与容量恢复/⼒

�) KS按@BDBOno充K；

�) KS在kk℃± D℃下]^g天；

�) KS在kk℃± D℃下以uDK流放K，直到放K终⽌Kh；

�) 荷K保持/⼒可表达为放K容量对额P容量2百分6；

�) KS按@BDBOno充K；

�) KS在室温下以uDK流放K，直到放K终⽌Kh；

g ) 容量恢复/⼒可表达为放K容量对额P容量2百分67

~o'om( ^]

�) KS按@BDBOno充K；

�) KS在室温下以uDK流放K<w；

�) KS在fk℃± D℃下]^De天；

�) KS常温下搁置ew后，按@BDBOno充K；

�) KS在室温下以uDK流放K，直到放K终⽌Kh；

�) 容量恢复/⼒可表达为放K容量对额P容量2百分67如果容量低于kB<Bi 中2F

P值，即为.合格7

~o'omm 常温循环寿命

�) 在室温下，以uDK流放K到截⽌Kh，搁置EBkw7

�) KS以uD恒流充K，⾄KSKh.低于充K截⽌Kh时转恒h充K，⾄充KK流降

⾄u<E时停⽌充K7搁置EBkw；

�) KS在室温下以uDK流放K到截⽌Kh，记�放K容量；搁置EBkw；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U7如果KS放K容量⼩于额P容量2eE%终

⽌UT；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U2N6为循环寿命N67
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~o'om' ⾼温fk℃循环寿命

�) 在室温下，以uDK流放K到截⽌Kh，搁置EBkw7

�) 将KS在fk℃± D℃下iw;

�) KS以uD恒流充K，⾄KSKh.低于充K截⽌Kh时转恒h充K，⾄充KK流降

⾄u<E时停⽌充K7搁置EBkw；

�) KS在fk℃± D下以uDK流放K到截⽌Kh，记�放K容量；搁置EBkw；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U7如果KS放K容量⼩于额P容量2eE%终

⽌UT；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U2N6为循环寿命N67

~o'omn ⾼温iE℃循环寿命

�) 在室温下，以uDK流放K到截⽌Kh，搁置EBkw7

�) 将KS在iE℃± D℃下iw;

�) KS以uD恒流充K，⾄KSKh.低于充K截⽌Kh时转恒h充K，⾄充KK流降

⾄u<E时停⽌充K7搁置EBkw；

�) KS在iE℃± D℃下以uDK流放K到截⽌Kh，记�放K容量；搁置EBkw；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U7如果KS放K容量⼩于额P容量2eE%终

⽌UT；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U2N6为循环寿命N67

~o'om� 低温E℃循环寿命

�) 在室温下，以uDK流放K到截⽌Kh，搁置EBkw7

�) 将KS在E℃± D℃下<iw;

�) KS以uD恒流充K，⾄KSKh.低于充K截⽌Kh时转恒h充K，⾄充KK流降

⾄u<E时停⽌充K7搁置EBkw；

�) KS在E℃± D℃下以uDK流放K到截⽌Kh，记�放K容量；搁置EBkw；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U7如果KS放K容量⼩于额P容量2eE%终

⽌UT；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U2N6为循环寿命N67

~o'om� 低温C<E℃循环寿命

�) 在室温下，以uDK流放K到截⽌Kh，搁置EBkw7
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�) 将KS在C<E℃± D℃下<iw;

�) KS以uO恒流充K，⾄KSKh.低于充K截⽌Kh时转恒h充K，⾄充KK流降

⾄u<E时停⽌充K7搁置EBkw；

�) KS在C<E℃± D℃下以uDK流放K到截⽌Kh，记�放K容量；搁置EBkw；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U7如果KS放K容量⼩于额P容量2eE%终

⽌UT；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U2N6为循环寿命N67

~o'om� 低温CDE℃循环寿命

�) 在室温下，以uDK流放K到截⽌Kh，搁置EBkw7

�) 将KS在CDE℃± D℃下<iw;

�) KS以uO恒流充K，⾄KSKh.低于充K截⽌Kh时转恒h充K，⾄充KK流降

⾄u<E时停⽌充K7搁置EBkw；

�) KS在CDE℃± D℃下以uDK流放K到截⽌Kh，记�放K容量；搁置EBkw；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U7如果KS放K容量⼩于额P容量2eE%终

⽌UT；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U2N6为循环寿命N67

~o'om� 低温COE℃循环寿命

�) 在室温下，以uDK流放K到截⽌Kh，搁置EBkw7

�) 将KS在CDE℃± D℃下<iw;

�) KS以uO恒流充K，⾄KSKh.低于充K截⽌Kh时转恒h充K，⾄充KK流降

⾄u<E时停⽌充K7搁置EBkw；

�) KS在CDE℃± D℃下以uDK流放K到截⽌Kh，记�放K容量；搁置EBkw；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U7如果KS放K容量⼩于额P容量2eE%终

⽌UT；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U2N6为循环寿命N67

~o'om� Llc

~o'om�om 过放K

�) KS按@BDBOo充K;
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�) KS在室温下以uDK流放K，直⾄KSKh为EV ( 如果有K⼦保护线路，应暂时

除去放KK⼦保护线路) 7

KS应y合kBOB< �) FP7

~o'om�o' 过充K

�) KS按@BDBOno充K；

�) 以Du<K流充K，直⾄KSKh达到fBiV或充K时间达到jEm�{即停⽌UT7

KS应y合kBOB< �) FP7

~o'om�on 短路

�) KS按@BDBOno允K；

�) 将KS经外部短路<Em�{, 外部线路K阻应⼩于kmΩ7

KS应y合kBOB< �) FP7

~o'om�o� 跌落

�) KS按@BDBOno充K；

�) KS在DO℃± D℃下，从<Bkm⾼度处⾃由跌落到厚度为DEmm2硬⽊地板上，每个

⾯<N7

KS应y合kBOB< �) FP7

~o'om�o� 挤h

�) KS按@BDBOno充K;

�) 按下列条9进⾏UT，KS应y合kBOB< �) FP：

<) 挤hn向: 垂直于KS极板n向+h；

D) 挤h头⾯积: .⼩于DE�mD；

O) 挤h程度: 直⾄KS壳t破裂或内部短路( KSKh变为EV ) 7

~on KSrsUT

~onom 外观

在良好2光线条9下，_W测o检查KSrs2外观7外观.得有变形及裂纹，表⾯平

整J⼲燥J⽆外伤J⽆污物等，且:X清晰J正确7KS组2K源接⼝J`讯!或告警'接

⼝应有明确:07

~ono' 极c
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_Kh表检测KS极c7极c应正确，并应有正负极2清晰:07

~onon KSrs充K

在室温条9下，KSrs以uDK流放K，⾄KSrsKh.⼤于放K终⽌Kh或有It

KSKh达到It放KKh下限时停⽌放K，然后在室温条9下以uD恒流充K，⾄KSrs

Kh.⼩于充K截⽌Kh时转恒h允K，⾄充KK流降⾄u<E时停⽌充K，若充K过程中有I

tKSKh达到It充KKh上限时则停⽌充K7充K后静置<w7

~ono� 常温放K容量

�) KSrs按@BOBOno充K;

�) KSrs在室温下以uDK流放K，⾄KSrsKh.⼤于放K终⽌Kh或有ItK

SKh达到It放KKh下限时停⽌UT，计算放K容量( 以vw计) ；

�) UT过程中记�ItKS2KhJ温度变化情况7

~ono� 低温CDE℃放K容量

�) KSrs按@BOBOno充K；

�) KSrs在CDE℃± D℃下]^<iw；

�) KSrs在CDE℃± D℃下以uDK流放K，直到KSrsKh.⼤于放K终⽌Kh或

有ItKSKh达到It放KKh下限时停⽌UT；

�) 所测*际低温CDE℃放K容量可表达为额P容量2百分67

~ono� 低温CfE℃放K容量

�) KSrs按@BOBOno充K；

�) KSrs在CfE℃± D℃下]^<iw；

�) KSrs在CfE℃± D℃下以uDK流放K，直到KSrsKh.⼤于放K终⽌Kh或

有ItKSKh达到It放KKh下限时停⽌UT；

�) 所测*际低温CfE℃放K容量可表达为额P容量2百分67

~ono� 低温CiE℃放K容量

�) KSrs按@BOBOno充K；

�) KSrs在CiE℃± D℃下]^<iw；

�) KSrs在CiE℃± D℃下以uDK流放K，直到KSrsKh.⼤于放K终⽌Kh或

有ItKSKh达到It放KKh下限时停⽌UT；
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�) 所测*际低温CiE℃放K容量可表达为额P容量2百分67

~ono� ⾼温iE℃放K容量

�) KSrs按@BOBOno充K；

�) KSrs在iE℃± D℃下]^<iw；

�) KSrs在iE℃± D℃下以uDK流放K，直到KSrsKh.⼤于放K终⽌Kh或有

ItKSKh达到It放KKh下限时停⽌UT；

�) 所测*际⾼温iE℃放K容量可表达为额P容量2百分67

~ono� ⾼温放K容量

�) KSrs按@BOBOno充K；

�) KSrs在eE℃± D℃下]^fw；

�) KSrs在eE℃± D℃下以uDK流放K，直到KSrsKh.⼤于放K终⽌Kh或有

ItKSKh达到It放KKh下限时停⽌UT；

�) 所测*际⾼温放K容量可表达为额P容量2百分67

~onom( 常温倍率放K容量

�) KSrs按@BOBOno充K；

�) KSrs在DO℃± D℃下以<BEu</ DBEu</ OBEu</ kBEu< / gBEu</ <EBEu<K流放K，

直到KSrsKh.⼤于放K终⽌Kh或有ItKSKh达到It放KKh下限时停⽌U

T；

�) 所测*际常温倍率放K容量可表达为额P容量2百分67

~onomm 常温循环寿命

�) 在室温下，KSrs以uDK流放K到截⽌Kh，搁置<w7

�) KSrs在室温下以uD恒流充K，⾄KSrsKh.低于充K截⽌Kh时转恒h充

K，⾄充KK流降⾄u<E时停⽌充K7搁置<w；

�) KSrs在室温下以uDK流放K到截⽌Kh，记�放K容量；搁置<w；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U7如果KS放K容量⼩于额P容量2iE%终

⽌UT；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U2N6为循环寿命N67
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~onom' ⾼温循环寿命

�) 在室温下，KSrs以uDK流放K到截⽌Kh，搁置<w7

�) KSrs在fk℃± D℃下搁置iw后以uD恒流充K，⾄KSrsKh.低于充K截⽌K

h时转恒h充K，⾄充KK流降⾄u<E时停⽌充K7搁置<w；

�) KSrs在fk℃± D℃下以uDK流放K到截⽌Kh，记�放K容量；搁置<w；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U7如果KS放K容量⼩于额P容量2iE%终

⽌UT；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U2N6为循环寿命N67

~onomn 低温E℃循环寿命

�) 在室温下，KSrs以uDK流放K到截⽌Kh，搁置<w7

�) KSrs在E℃± D℃下搁置<iw后以uD恒流充K，⾄KSrsKh.低于充K截⽌K

h时转恒h充K，⾄充KK流降⾄u<E时停⽌充K7搁置<w；

�) KSrs在E℃± D℃下以uDK流放K到截⽌Kh，记�放K容量；搁置<w；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U7如果KS放K容量⼩于额P容量2iE%终

⽌UT；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U2N6为循环寿命N67

~onom� 低温C<E℃循环寿命

�) 在室温下，KSrs以uDK流放K到截⽌Kh，搁置<w7

�) KSrs在C<E℃± D℃下搁置<iw后以uO恒流充K，⾄KSrsKh.低于充K截⽌

Kh时转恒h充K，⾄充KK流降⾄u<E时停⽌充K7搁置<w；

�) KSrs在C<E℃± D℃下以uDK流放K到截⽌Kh，记�放K容量；搁置<w；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U7如果KS放K容量⼩于额P容量2iE%终

⽌UT；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U2N6为循环寿命N67

~onom� 低温CDE℃循环寿命

�) 在室温下，KSrs以uDK流放K到截⽌Kh，搁置<w7

�) KSrs在CDE℃± D℃下搁置<iw后以uO恒流充K，⾄KSrsKh.低于充K截⽌

Kh时转恒h充K，⾄充KK流降⾄u<E时停⽌充K7搁置<w；

�) KSrs在CDE℃± D℃下以uDK流放K到截⽌Kh，记�放K容量；搁置<w；
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�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U7如果KS放K容量⼩于额P容量2iE%终

⽌UT；

�) �) ~ �) 步骤在FP条9下循环测U2N6为循环寿命N67

~onom� Llc

~onom�om 过放K

�) KSrs按@BOBOno充K；

�) KSrs在室温下以uDK流放K，直⾄某⼀ItKSKh为EV ( 如果有K⼦保护

线路，应暂时除去放KK⼦保护线路) 7

KSrs应y合kBOB< �) FP7

~onom�o' 过充K

�) KSrs按@BOBOno充K；

�) 以DBEu<K流充K，直⾄某CItKSKh达到fBiV或充K时间达到jEm�{ ( 其中

⼀个条9优先达到即停⽌UT) 7

KSrs应y合kBOB< �) FP7

~onom�on 短路

�) KSrs按@BOBOno充K；

�) 将KSrs经外部短路<Em�{, 外部线路K阻应⼩于kmΩ7

KSrs应y合kBOB< �) FP7


